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Ksigzka Konferencyjna z Zakresu Optoelektroniki i Pomiaréw to obszerny zbiér artykutéw prezentowanych podczas
miedzynarodowej konferencji w 2018 roku. Tom 567 gromadzi najnowsze badania i odkrycia w dziedzinie elektroniki, fizyki
lasera oraz szeroko pojetej technologii. Autorzy omawiajg tematy zwigzane z pétprzewodnikami, detektorami foto,
ogniwami stonecznymi oraz szeregiem innych zaawansowanych urzadzen optoelektronicznych.

Publikacja ta to niezastgpione zrédto wiedzy dla specjalistéw i badaczy zajmujacych sie elektronika, fizyka oraz optyka.
Zawiera praktyczne informacje dotyczace zastosowan Swiattowodéw, fizyki pétprzewodnikéw, sieci optycznych oraz
sensoréw gazowych i odksztatcen.

Ksigzka ta jest niezbednym narzedziem dla wszystkich zainteresowanych najnowszymi osiggnieciami w dziedzinie
optoelektroniki i pomiaréw. Autorzy prezentujg nowatorskie rozwigzania i technologie, dostarczajac czytelnikom aktualnej i
kompleksowej wiedzy na temat tematyki. Tom 567 kontynuuje tradycje wysokiej jakosci publikacji od Springer.

e temat: Electronics engineering, Laser physics, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Microwaves, TECHNOLOGY &
ENGINEERING, Microwaves, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Telecommunications, Telecommunications,
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General, Electronics, General, SCIENCE / Physics / Optics & Light,
SCIENCE, Physics, Optics & Light, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Lasers & Photonics, Lasers & Photonics,
Microwaves, RF Engineering and Optical Communications, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Laser,
HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik,
Nachrichtentechnik, HC/Physik, Astronomie/Elektrizitat, Magnetismus, Optik, Physik, Astronomie, Elektrizitat,
Magnetismus, Optik, light-emitting device;organic semiconductor;photo detector;photodiode;phototransistor;solar
cell;perovskite;low dimensional semiconductor material;photonic devices and material;optical fiber;semiconductor
physics;measurement;optic device;optoelectronic device;gas sensor;strain sensor;optical network;polarizer;feedback
characteristic;fiber Bragg grating, SCIENCE / Physics / Optics & Light, Science/Physics - Optics & Light,
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Lasers & Photonics,
TECHNOLOGY & ENGINEERING / Microwaves, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Telecommunications,
Technology & Engineering/Electrical, Technology & Engineering/Electronics - General, Technology &
Engineering/Lasers & Photonics, Technology & Engineering/Microwaves, Technology &
Engineering/Telecommunications, Electronics engineering, Laser physics, Elektronik, Laserphysik, HC/Physik,
Astronomie/Elektrizitéat, Magnetismus, Optik, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Hardcover,
Softcover / Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik
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e jezyk: english, english, english

e waga przedmiotu: 0.99 pounds

e strony: 318

e stowo kluczowe tematu: Non-Fiction, SCI/TECH, Science/Math, Singapore, light-emitting device; organic
semiconductor; photo detector; photodiode; phototransistor; solar cell; perovskite; low dimensional semiconductor
material; photonic devices and material; optical fiber; semiconductor physics; measurement; optic device;
optoelectronic device; gas sensor; strain sensor; optical network; polarizer; feedback characteristic; fiber Bragg grating,
light-emitting device;organic semiconductor;photo detector;photodiode;phototransistor;solar cell;perovskite;low
dimensional semiconductor material;photonic devices and material;optical fiber;semiconductor
physics;measurement;optic device;optoelectronic device;gas sensor;strain sensor;optical network;polarizer;feedback
characteristic;fiber Bragg grating, optical network; Polarizer; feedback characteristic; fiber Bragg grating; light-emitting
device; organic semiconductor; photo detector; Photodiode; Phototransistor; solar cell; perovskite; low dimensional
semiconductor material; photonic devices and material; Optical fiber; semiconductor physics; optic device;
Optoelectronic Device; Gas sensor; strain sensor
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TECO008000, TEC019000, TEC024000, TEC041000, TJF, PHJL, 1643, 1684, 1684
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e gatunek muzyczny: Electronics engineering, Laser physics, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Microwaves,
TECHNOLOGY & ENGINEERING, Telecommunications, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, General,
SCIENCE, Physics, Optics & Light, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Lasers & Photonics, HC, Technik, Elektronik,
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Laser physics
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